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样 品 名 称 ： 陶 瓷电 容

型 号 规 格： 1210ZC476KAT2A

器 件 品 牌： KYOCERA

委 托 单 位：

创芯在线电子检测中心

2023 年 11 月 07 日

检 测 报 告
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检 测 报 告

检 测

报告专用章 审 核

批 准

公司 ：

地址 ：

样品名称 ： 陶瓷电容

型号 ： 1210ZC476KAT2A

器件品牌 ： KYOCERA

批次代码 ： N/A

器件封装 ： SMD

样品数量 ： 40片

检测数量 ： 20片

收样日期 ： 2023/11/06

测试日期 ： 2023/11/06/09:00 - 2023/11/07/11:40
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测 试 项 目

 外观检查

 电特性测试

 编程烧录

 可焊性测试

 X-ray检测

 XRF测试

 关键功能测试

 烘烤

 编带

 丙酮测试

 开盖测试

 SAT检测

 切片测试
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测试方法及测试设备

1.1 测试标准：

 GJB 360B-2009 方法 302、方法 305

 GJB 4027A-2006 工作项目 0202

1.2 显微镜：

 设备规格：

光学显微镜：SEZ-260 X7-X45(设备有效期至：2024-07-18)

数码显微镜：VHX-S750E（设备有效期至：2024-07-18）

1.3 功能测试设备：

 设备规格：

高频 LCR数字电桥：TH2838A(设备有效期至：2024-07-18)

1.4 金相研磨抛光机：

 设备规格：

金相研磨抛光机：JMP-2AW 转速 0-1500r/min(设备有效期至：2024-07-18)

1.5 检测依据：

 《KYOCERA 1210ZC476KAT2A》：

https://datasheets.kyocera-avx.com/X7RDielectric.pdf

https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20190212/C284879_D3054E8AA735401C3047DCECFFFED6D3.pdf
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测 试 结 果

关键功能测试：

切片测试：

依据标准：GJB 4027A-2006 工作项目 0202

对编号为供应商1的样品剖面检查未发现明显工艺缺陷。

尺寸：

总电极间距：2.20mm

关键功能测试 结果：

测试总量
20片（标签“供应商 1”样品和标签“供应商 2”

样品各 10片）

通过数量 20片

失败数量 0片

注 所有样品通过参数测试。

关键功能测试结果：

测试参数 结果

电容值 通过

电容值容差 通过

绝缘电阻 通过

额定电压 通过
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介质间距：顶部0.20mm，底部0.20mm

10层的电极间距：36.47um

电极间距：4.20um

对编号为供应商2的样品剖面检查未发现明显工艺缺陷。

尺寸：

总电极间距：2.37mm

介质间距：顶部0.10mm，底部0.11mm

10层的电极间距：35.65um

电极间距：4.00um

结论：

综上测试对比发现编号为供应商1样品与供应商2样品端电极结构形貌不同，介

质层厚度不同，确认供应商1样品与供应商2样品为不同生产工艺的元器件。
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1. 芯片描述：

X7R产品被称为“温度稳定”陶瓷，属于EIA II类材料。X7R是这些中等介电

常数材料中最受欢迎的。从-55°C到+125°C，电容的温度变化在±15%以内。

这种电容变化是非线性的。

2. 封装尺寸：



报告编号：SZ20231107046

CXO.Lab 创芯在线检测 第 8 页 共 15 页

3. 来料信息：

备注：共收到客户提供的 40片样品（标签“供应商 1”样品和标签“供应商 2”

各 20片）。

来料图片-1 来料图片-2

重量 11.7 g 来料数量 40片

箱子数量 N/A 完整标签 N/A

封装类型 卷带 防潮保护 N/A

MSL等级 N/A ESD保护 存在
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4. 关键功能测试：

依据标准：GJB 360B-2009方法 302、方法 305

环境温度：23.3 ℃ 相对湿度：54.6 % RH

使用高频LCR数字电桥验证以下功能参数：

-电容值: 42.3 μF≦ C≦ 51.7 μF @ 120 Hz;

-电容值容差: ToL = ±10%;

-绝缘电阻: 10.63 MΩ 最小值 @VT = VR = 10 V；

-额定电压：VR = 10 V。

标签“供应商 1”样品-正面 标签“供应商 1”样品-背面

标签“供应商 2”样品-正面 标签“供应商 2”样品-背面
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标签“供应商 1”样品-

C = 51.18 μF, ToL = 8.89%

标签“供应商 1”样品-

绝缘电阻 = 56.60 MΩ @ VR = 10 V

标签“供应商 2”样品-

C = 50.92 μF, ToL = 8.34%

标签“供应商 2”样品-

绝缘电阻 = 31.18 MΩ @ VR = 10 V
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详细数据

关键功能测试：

关键功能测试结果：

测试参数 结果

电容值 通过

电容值容差 通过

绝缘电阻 通过

额定电压 通过
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5. 切片测试：

依据标准：GJB 4027A-2006 工作项目 0202

环境温度：24.5 ℃ 相对湿度：56.3 % RH

对编号为供应商1的样品剖面检查未发现明显工艺缺陷。

尺寸：

总电极间距：2.20mm

介质间距：顶部0.20mm，底部0.20mm

10层的电极间距：36.47um

电极间距：4.20um

对编号为供应商2的样品剖面检查未发现明显工艺缺陷。

尺寸：

总电极间距：2.37mm

介质间距：顶部0.10mm，底部0.11mm

10层的电极间距：35.65um

电极间距：4.00um

结论：

综上测试对比发现编号为供应商1样品与供应商2样品端电极结构形貌不同，介

质层厚度不同，确认供应商1样品与供应商2样品为不同生产工艺的元器件。

标签“供应商 1”样品-剖面图 标签“供应商 2”样品-剖面图
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标签“供应商 1”样品-总电极间距 标签“供应商 2”样品-总电极间距

标签“供应商 1”样品-电极间距 标签“供应商 2”样品-电极间距

标签“供应商 1”样品-介质间距 标签“供应商 2”样品-介质间距
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-报告结束-
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声 明

1. 检测报告无“检测中心章”及“骑缝章”无效。

2. 复制检测报告未重新加盖“检测中心章”及“骑缝章”无效。

3. 检测报告中无检测、审核、批准人签字视为无效。

4. 检测报告涂改、部分提供和部分复制无效。

5. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾

期不予受理。

6. 检测报告仅对收样检测结果负责，不对批量产品质量负责。

7. 加*者为分包检测数据。

电话：0755-82719442

邮箱：engineer@iclabcn.com

网站：https://www.iclabcn.com

地址：深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路393号英达丰工业园A栋201

CXO 实验室公众微信号

https://mp.weixin.qq.com/javascript:void(0);
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